
Бақылау сұрақтары 

1. Шағылыстыру ИҚ спектроскопиясының негізгі мақсаты қандай?  

2. Жарықтың шағылуы мен сынуының физикалық айырмашылығы неде?  

3. Снелль заңы қандай құбылысты сипаттайды?  

4. Толық ішкі шағылу қандай жағдайда пайда болады?  

5. Критикалық бұрыш дегеніміз не?  

6. Критикалық бұрыш қандай формуламен анықталады?  

7. ATR әдісінің физикалық негізі қандай?  

8. Эванесценттік толқын дегеніміз не?  

9. Эванесценттік толқынның ATR әдісіндегі рөлі қандай?  

10. ATR кристалы қандай қызмет атқарады?  

11. Үлгі мен ATR кристалының тығыз жанасуы неліктен маңызды?  

12. ATR әдісінің негізгі артықшылықтары қандай?  

13. ATR әдісінде қандай материалдарды зерттеуге болады?  

14. ATR әдісінің беткі қабатты зерттеудегі маңызы қандай?  

15. Эванесценттік толқынның ену тереңдігі қандай факторларға тәуелді?  

16. Сыртқы шағылу әдісінің принципі қандай?  

17. Айна тәрізді және диффузиялық шағылудың айырмашылығы неде?  

18. DRIFTS әдісі қандай принципке негізделген?  

19. ATR және сыртқы шағылу әдістерінің негізгі айырмашылығы қандай?  

20. ИҚ спектроскопиясында ATR және сыртқы шағылу әдістері қандай практикалық 

міндеттерді шешуге мүмкіндік береді?  

 


